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内容概要

本标准等同采用ISO 14595：2003《微束分析电子探针分析标准样品技术条件导则》（英文版）。
    为了便于使用，本标准做了下列编辑性修改：    ——“本国际标准”一词改为“本标准”；    ——
用小数点“.”代替作为小数点的逗号“，”；    ——删除国际标准的前言。
    本标准代替GB/T 4930—1993《电子探针分析标准样品通用技术条件》，因为国际上的发展原标准在
技术上已不适用。
    本标准对GB/T 4930—1993进行了全面修改：    ——标题：将GB/T 4930—1993原标题“电子探针分析
标准样品通用技术条件”改为“微束分析  电子探针分析标准样品技术条件导则”；    ——所有技术条
文的项目、内容、结构顺序都作了变动，运用的技术方法更先进，更合理；    ——标样材料不均匀性
检测及其数据统计处理改用美国国家标准技术研究院（NIST）和英国国家    物理实验室（NPL）共同
研制的检测和统计方法；    ——将标样分级的概念引入本标准，使制作和应用标样的领域扩大，更合
理，更全面。
    本标准的附录B为规范性附录，附录A、附录C为资料性附录。
    本标准由全国微束分析标准化技术委员会提出并归口。
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标的线性GB/T 21007—2007　表面化学分析　信息格式GB/T 21636—2008　微束分析  电子探针显微分
析（EPMA）  术语GB/T 21637—2008　冠状病毒透射电子显微镜形态学鉴定方法68/T 21638—2008　钢
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面纳米、亚微米尺度薄膜　元素深度分布的定量测定  辉光放电原子发射光谱法GB/T 22571—2008  表
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